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O conhecimento do indice de refragdo de um material torna-se fundamental, por exemplo, para aplicacdes em
dispositivos opticos e optoletronicos. No caso de filmes com um perfil de indice variavel, busca-se ajustar uma curva analitica aos
valores de indice em funcdo da profundidade. Nos filmes produzidos por troca idnica, esta curva deve, como condicdo de
contorno, tender ao valor do indice do substrato com o aumento da profundidade. Por outro lado, a medida do indice na interface
filme-ar possibilita fixar o valor desta curva no seu outro extremo, permitindo um processo de selecéo de curvas de ajuste. Para a
obtencdo dos valores dos indices nesses extremos, utilizamos o método de Abelés, no qual procuramos o casamento de
intensidades entre dois feixes refletidos, um pela interface substrato-ar e outro pela interface filme-ar, obtendo, assim, o indice de
refracdo nesta Gltima. Ja para o indice do substrato, apenas medimos o seu respectivo angulo de Brewster. Com vistas melhorar a

precisdo de nossas medidas, adotamos a extensdo de Hacskaylo (um pequeno desvio da polarizagdo p é introduzido, gerando um
aumento da precisdo em uma ordem de magnitude), tanto para Abelés como para Brewster. Obtivemos os seguintes indices de
refracdo (na interface filme-ar): para o filme de prata n = 1.550 +- 0.002 e para o filme de potassio n = 1.522 +- 0.002.

43





